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Nationales Vorwort 

Die Englische Fassung des europäischen Dokuments FprEN 62680-4:2012 „Schnittstellen des Universellen 
Seriellen Busses für Daten und Energie – Teil 4: Klasse für Kabel und Steckverbinder des Universellen 
Seriellen Busses“ (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: 
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine 
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale 
Dokument IEC 100/1984/CDV:2012 „Universal Serial Bus interfaces for data and power – Part 4: Universal 
Serial Bus Cables and Connectors Class Document“ unverändert in den Entwurf FprEN 62680-4:2012 
übernommen worden. 

Das internationale Dokument wurde vom TC 100 „Audio, video and multimedia systems and equipment“ der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Das Präsidium des DIN hat im Präsidialbeschluss 1/2004 festgelegt, dass DIN-Normen, deren Inhalt sich auf 
internationale Arbeitsergebnisse der Informationsverarbeitung gründen, unter bestimmten Bedingungen allein 
in englischer Sprache veröffentlicht werden dürfen. Das K 742 hat mit RS_742_2012-0067 beschlossen, dass 
die Bedingungen des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 für das vorliegende Normprojekt erfüllt sind. 

Da sich die Benutzer der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird die 
Englische Fassung der IEC 62680-4 veröffentlicht. Zu deren Abschnitt 1.4, der die Begriffe und Abkürzungen 
festlegt, wurde eine Übersetzung angefertigt und als informativer Nationaler Anhang NA der vorliegenden 
Norm hinzugefügt. Für viele der verwendeten Begriffe existieren keine gebräuchlichen deutschen 
Benennungen, da sich die deutschen Anwender in der Regel ebenfalls der englischen Benennungen 
bedienen. Diese Norm steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Rechtsvorschriften und ist nicht als 
Sicherheitsnorm anzusehen. 

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur „JA/NEIN“-Entscheidungen 
möglich, wobei „NEIN“-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC 
als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 742 „Audio-, Video- und Multimediasysteme, -
geräte und -komponenten“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im 
DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Es ist vorgesehen, auch bei der entsprechenden zukünftigen Deutschen Norm auf die deutsche 
Sprachfassung zu verzichten und diese in der englischsprachigen Fassung zu veröffentlichen. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen.  
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

1.4 Begriffe und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Abkürzungen. 

Die deutschen Übersetzungen haben Empfehlungscharakter und können nur die ungefähre Begrifflichkeit in 
Deutsch wiedergeben. Unter Experten wird empfohlen, ausschließlich die englischen Fachbegriffe zu 
verwenden, um die Gefahr von Missverständnissen zu reduzieren. 

A2LA American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) ist eine 
professionelle, Non-Profit-Mitglieder-Gesellschaft. A2LA koordiniert und führt 
ein breitgefächertes, landesweites Akkreditierungssystem und bietet 
Schulung und stetige Weiterbildung in Labor-Methodik und –Leitung an. 

ANSI American National Standards Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

ASUPS applikationsspezifische Festlegungen von USB-Produkten. Ein ASUPS 
beschreibt die einzigartigen Charakteristika einer speziellen, nicht genormten 
Festlegung eines USB-Steckverbinders oder konfektionierten Kabels. 

C of C Konformitätsbescheinigung 

Charakteristikum 
(en: characteristic) 

physikalische, chemische, sichtbare oder irgendwie messbare Eigenschaft 
eines Produktes oder Materials 

CNLA Chinese National Laboratory Accreditation 

CTR 
(en: conformance test 
report) 

Konformitäts-Prüfbericht 

Defekt 
(en: defect) 

Nichtübereinstimmung einer Einheit oder eines Produktes mit bestimmten 
Anforderungen 

defekte Einheit 
(en: defective unit) 

Einheit oder Produkt, das einen oder mehrere Defekte hat 

DWG USB-ID Device Working Group 

EIA Electronics Industry Association 

EMI/RFI 
(en: electro-magnetic 
interference/radio frequency 
interference) 

elektromagnetische Interferenz / radiofrequente Interferenz 

hohe Geschwindigkeit 
(en: high-speed) 

USB-Datensignalrate, beträgt bei „hoher Geschwindigkeit“ 480 Mb/s 

Kontaktpunkt 
(en: contact point) 

elektrischer Kontakt oder Steckverbinder mit vielen Kontakten 
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Leistungs-Paar 
(en: power pair) 

nicht verdrilltes Paar elektrischer Leitungen in einem USB-Kabel, das für die 
Stromversorgung vom „Host-Controller“ und/oder einer „selbstgespeisten 
Hub“ zu einem Gerät verwendet wird. Dabei ist der „rote“ Leiter VBUS und 
der „schwarze“ Leiter Masse. 

niedrige Geschwindigkeit 
(en: low-speed) 

USB-Datensignalrate, beträgt bei „niedriger Geschwindigkeit“ 1,5 Mb/s 

NIST National Institute of Standards and Technology 

Signal-Paar 
(en: signal pair) 

verdrilltes Paar elektrischer Leitungen in einem USB-Kabel, das Daten vom 
„Host-Controller“ und/oder einer „selbstgespeisten Hub“ zu einem Gerät 
überträgt. Dabei ist der „grüne“ Leiter Dplus (D+) und der „weiße“ Leiter 
Dminus (D–).  

TID 
(en: test identification 
number) 

Prüfungs-Erkennungsnummer 

universeller serieller Bus 
(en: Universal Serial Bus) 

serieller Verbindungsbus, der Datenübertragungsraten bis zu 480 Mb/s für 
maximal 127 Geräte unterstützt (siehe USB 2.0) 

USB Abkürzung für universeller serieller Bus (siehe auch universeller serieller 
Bus) 

USB-Geräte 
(en: USB devices) 

USB-Geräte können sein: „Hubs“, die USB-Anschlüsse zur Verfügung 
stellen; oder „Funktionen“, die dem System Fähigkeiten ermöglichen wie 
z. B. eine ISDN-Verbindung, ein digitaler Joystick, ein Drucker, 
Lautsprecher, usw.  

USB-Host die USB-Schnittstelle zu einem Host-Computer-System wird als Host-
Controller bezeichnet. Der Host-Controller kann in eine Kombination von 
Hardware, Firmware oder Software umgesetzt sein. Eine „Root Hub“ ist 
innerhalb des Host-Systems integriert, um einen oder mehrere Anschluss-
punkte bereitzustellen. Zusätzliche Informationen zum „USB-Host“ können in 
4.9 und in Abschnitt 10 der USB-Festlegungen USB 2.0 gefunden werden. 

USB-IF USB Implementers Forum, eine von Geräte-Herstellern (OEMs), Komponen-
ten-Herstellern und Firmware-/Software-Entwicklern gebildete industrielle 
non-profit Organisation, die aktiv in die Weiterentwicklung der USB-Techno-
logie eingebunden ist (siehe http://www.usb.org). 

USB Topologie 
(en: USB topology) 

der USB verbindet USB-Geräte mit dem USB-Host. Die physikalische USB-
Verbindung ist in eine sternförmige Verbindung gestuft. Eine „Hub“ ist das 
Zentrum jedes Sterns. Jeder verdrahtete Abschnitt ist eine Punkt-zu-Punkt-
Verbindung zwischen dem „Host“ und einer „Hub“ oder „Funktion“ oder eine 
„Hub“, die mit einer anderen „Hub“ oder „Funktion“ verbunden ist. 

volle Geschwindigkeit 
(en: full-speed) 

USB-Datensigalrate, beträgt bei „voller Geschwindigkeit“ 12 Mb/s 

Zugelassene Integratoren-
Liste 
(en: approved integrators 
list (AIL)) 

eine für Mitgliedsfirmen der USB-IF unter http://www.usb.org verfügbare 
Auflistung, die Kabel- und Steckverbinderprodukte aufzeigt, die erfolgreich 
ein freiwilliges Konformitätsprüfungs-Programm in Übereinstimmung mit der 
aktuellen Version der USB-Festlegungen in elektrischen, mechanischen und 
umwelttechnischen Normen durchgeführt haben, wie in Abschnitt 6 und 
Abschnitt 7 und diesem Dokument angezeigt 
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INTRODUCTION 

 

The IEC 62680 series is based on a series of specifications that were originally developed by 
the USB Implementers Forum (USB-IF). These specifications were to submitted to the IEC 
under the auspices of a special agreement between the IEC and the USB IF. 

The USB Implementers Forum, Inc.(USB-IF) is a non-profit corporation founded by the group 
of companies that developed the Universal Serial Bus specification. The USB-IF was formed 
to provide a support organization and forum for the advancement and adoption of Universal 
Serial Bus technology. The Forum facilitates the development of high-quality compatible USB 
peripherals (devices), and promotes the benefits of USB and the quality of products that have 
passed compliance testing. 

ANY USB SPECIFICATIONS ARE PROVIDED TO YOU "AS IS, "WITH NO WARRANTIES 

WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-

INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. THE USB 

IMPLEMENTERS FORUM AND THE AUTHORS OF ANY USB SPECIFICATIONS 

DISCLAIM ALL LIABILITY, INCLUDING LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF ANY 

PROPRIETARY RIGHTS, RELATING TO USE OR IMPLEMENTATION OR INFORMATION 

IN THIS SPECIFICAITON.  

THE PROVISION OF ANY USB SPECIFICATIONS TO YOU DOES NOT PROVIDE YOU 

WITH ANY LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.  

Entering into USB Adopters Agreements may, however, allow a signing company to 

participate in a reciprocal, royalty-free licensing arrangement for compliant products. For 

more information, please see: 

http://www.usb.org/developers/docs/ 

http://www.usb.org/developers/devclass_docs#approved 

IEC DOES NOT TAKE ANY POSITION AS TO WHETHER IT IS ADVISABLE FOR YOU TO 

ENTER INTO ANY USB ADOPTERS AGREEMENTS OR TO PARTICIPATE IN THE USB 

IMPLEMENTERS FORUM.”  

 

 

This series covers the Universal Series Bus interfaces for data and power and consists of the 
following parts: 

IEC 62680-1 Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1: Universal Serial 

Bus Specification, Revision 2.0   

 

IEC 62680-2 Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 2:  USB Micro-USB 

Cables and Connectors Specification, Revision 1.01 

E DIN EN 62680-4:2013-03 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 62680-4:2013-03

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62680-4-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62680-4-2013-03


 – 4 –  
  

 

IEC 62680-3 Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 3:  USB Battery 

Charging Specification, Revision 1.2 

 

IEC 62680-4 Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4: Universal Serial 

Bus Cables and Connectors Class Document Rev. 2.0 

This part of the IEC 62680 series consists of several distinct parts: 

  the main body of the text, which consists of the original specification developed by the 
USB IF; 
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2.0  February 14, 
2007  

CabConn Rev 2.0  Edits from Tsuyoshi YAMANE of Matsushita  

2.0  February 13, 
2007  

CabConn Rev 2.0  Edited by Jim Koser new chart from Hirose  

2.0  February 7, 
2007  
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2007  
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2.0RC2  December 
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2.0RC1  October 29, 
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Karl Kwiat Hirose Electric Co. Ltd kkwiat@hirose.com 

Kazunori Ichikawa Hirose Electric Co. Ltd Kazunori_Ichikawa@hirose.co.jp 

Toshi Sasaki Honda Connectors t.sasaki@honda-connectors.co.jp 

Jim Eilers Hosiden eilersjm@hoaco.com 

Tsuyoshi Kitagawa Hosiden kitagawat@hoaco.com 

David Suryoutomo Japan Aviation Electronics, Inc suryoutomod@jae.com 

Ron Muir Japan Aviation Electronics, Inc muirr@jae.com 

Kazuhiro Saito Japan Aviation Electronics, Inc saitouk@jae.co.jp 

Takahiro Deguchi JST Mfg. Co. Ltd tdeguchi@jst-mfg.com 

Yasuhira Miya JST Mfg. Co. Ltd ymiya@jst-mfg.com 

Yoichi Nakazawa JST Mfg. Co. Ltd ynakazawa@jst-mfg.com 

Hironori Handa JST Mfg. Co. Ltd hhanda@jst-mfg.com 

Vincent Chen Longwell vince@longwell.com 

Ron Ward Matsushita Electronics rward@us.pewg.panasonic.com 

Hitoshi Kawamura Mitsumi h_kawamura@sales.mitsumi.co.jp 

Atsushi Nishio Mitsumi a_nishio@eeb.mitsumi.co.jp 

Yasuhiko Shinohara Mitsumi y_shinohara@eeb.mitsumi.co.jp 
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Name Company E-mail Address 

Scott Sommers Molex Scott.sommers@molex.com 

E. Mark Rodda Motorola PCS markrodda@motorola.com 

Sheldon Singleton National Technical Systems sheldons@ntscorp.com 

Sam Liu Newnex saml@newnex.com 

Jan Fahllund Nokia Corporation Jan.h.fahllund@nokia.com 

Kai Silvennoine Nokia Corporation Kai.silvennoine@nokia.com 

Richard Petrie Nokia Corporation Richard.petrie@nokia.com 

Jussi Takaneva Nokia Corporation Jussi.Takaneva@nokia.com 

Panu Ylihaavisto Nokia Corporation Panu.Ylihaavisto@nokia.com 

Arthur Zarnowitz Palm arthur.zarnowitz@palm.com 

Dave Peters Palm dave.peters@palm.com 

Tetsuji Kawaguchi Panasonic (Matsushita) t Kawaguchi@us.pewg.panasonic.com 

Satoshi Yamamoto Panasonic (Matsushita) koteyamd@sei.mew.co.jp 

Tsuyoshi Yamane Panasonic (Matsushita) Yamane.tsuyoshi@mail.mew.co.jp 

Naoyuki Ono SMK Naoyuki@smk.co.jp 

Eric Yagi SMK s-yagi@smkusa.com 

Scott Shuey Tyco Electronics. scott.shuey@tycoelectronics.com 

Masaru Ueno Tyco Electronics Ueno.masaru@ tycoelectronics.com 

Mark Paxson USB-IF. mpaxson@vtm-inc.com 

Ed Beeman 2010 Tech for USB-IF ed.beeman@2010tech.com 
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1 Introduction 68 

1.1 Purpose 69 

This document describes the mechanical, electrical, environmental, design and performance 70 
criteria and voluntary supplier compliance requirements for USB connectors, cable and 71 
fabricated cable assemblies. In addition, this document provides detailed requirements for the 72 
design, approval and implementation of application specific USB connectors and fabricated 73 
cable assemblies. 74 

1.2 Scope 75 

The information provided in this document serves as a guideline for design, development and 76 
voluntary compliance testing of USB connectors and fabricated cables assemblies, as well as 77 
defining mechanical, electrical, environmental and performance characteristics. As such, it 78 
defines how USB connectors, cable and fabricated cables assemblies are to be implemented 79 
and how manufacturers and/or fabricators will interact with the voluntary compliance 80 
requirements 81 

1.3 Related Documents 82 

American Society for Testing and Materials 

ASTM-D-4565 Standard Test Methods for Physical and Environmental Performance 
Properties of Insulations and Jackets for Telecommunications Wire and 
Cable. This specification is available through the World Wide Web site 
http://www.astm.org/ 

ASTM-D-4566 Standard Test Methods for Electrical Performance Properties of Insulations 
and Jackets for Telecommunications Wire and Cable. This specification is 
available through the World Wide Web site http://www.astm.org/ 

ANSI/EIA 364-C Electrical Connector/Socket Test Procedures Including Environmental 
Classifications, approved 1994. Available in hard copy – reference search 
site http://www.nssn.org/information.html 

Underwriters Laboratories  

UL STD-94 Test procedures used to classify polymeric materials 94HB, 94V-1, 94V-2, 
94-5VA, 94-5VB, 94VTM-0, 94VTM-1, 94VTM-2, 94HBF, 94HF-1, and 
94HF-2. This specification is available through the World Wide Web site 
http://www.comm-2000.com/ 

UL Subject-444 Type CMP (plenum cable), Type CMR (riser cable), Type CM (commercial 
cable), and Type CMX (cable for restricted use. This specification is 
available through the World Wide Web site http://www.comm-2000.com/ 

[USB2.0] Universal Serial Bus Specification, revision 2.0 (also referred to as the USB 
Specification). This specification is available on the World Wide Web site 
http://www.usb.org. 

USB On-The-Go On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification (also referred to as 
the USB On-The-Go Specification). This specification is available on the 
World Wide Web site http://www.usb.org. 
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1.4 Terms and Abbreviations 84 

Term Description 

A2LA The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) is a non-
profit, professional membership society.  A2LA coordinates and manages a 
broad-spectrum, nationwide laboratory accreditation system and offers 
training and continuing education in laboratory practices and management. 

A2LA offers accreditation to private, independent (for hirer), in-house and 
government testing laboratories in the following fields: acoustics and 
vibration; biological; chemical; construction materials; electrical; 
environmental; geotechnical; mechanical; calibration; and, nondestructive 
and thermal. 

ANSI American National Standards Institute 

Approved Integrators List (AIL) A listing available to USB-IF member companies at http://www.usb.org 
listing cable and connector products that have successfully completed a 
Voluntary Compliance Testing program conducted in accordance with the 
most current version of the USB Specification’s Electrical, Mechanical and 
Environmental Performance Standards as shown in Chapter 6, Chapter 7 
and this document. 

ASTM American Society for Testing and Materials. 

ASUPS The acronym for Application Specific USB Product Specification. An ASUPS 
describes the unique characteristics of a special purpose nonstandard USB 
connector or cable assembly specification. 

C of C Certificate of Compliance. 

Characteristic A physical, chemical, visual or any other measurable property of a product 
or material. 

Contact Point One electrical contact of a multi-contact connector. 

CTR Conformance Test Report 

Defect Any nonconformance of the unit of product with specified requirements. 

Defective Unit A unit of product that contains one or more defects. 

DWG USB-IF Device Working Group 

EIA Electronic Industries Association. 

EMI/RFI Electro-magnetic Interference/Radio Frequency Interference. 

Full-speed The USB ‘Full-speed’ data signaling rate is 12Mb/s. 

High-speed The USB ‘High-speed’ data signaling rate is 480Mb/s. 

Low-speed The USB ‘Low-speed’ data signaling rate is 1.5Mb/s. 

NIST National Institute of Standards and Technology. 

Power Pair The non-twisted pair of electrical conductors in a USB cable used to carry 
power from the ‘host controller’ and/or a ‘selfpowered hub’ to the device. 
Where the ‘Red’ conductor is Vbus and the ‘Black’ conductor is Ground. 

Signal Pair The twisted pair of electrical conductors in a USB cable used to carry data 
from the ‘host controller’ and/or a ‘self-powered hub’ to the device. Where 
the ‘Green’ conductor is Dplus (D+) and the ‘White’ conductor is Dminus (D-
). 

TID Test Identification Number 

Universal Serial Bus Universal Serial Bus is a serial interconnect bus that supports transfer rates 
up to 480M/bs for a maximum of 127 USB devices. (Please see USB 2.0) 

USB Devices USB devices can be: ‘Hubs’ that provide attachment points for USB; or, 
‘Functions’ that provide capabilities to the system, such as an ISDN 
connection, a digital joystick, a printer, speakers, et cetera. 

CNLA Chinese National Laboratory Accreditation 
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Term Description 

USB Host The USB interface to the host computer system is referred to as the Host 
Controller. The Host Controller may be implemented in a combination of 
hardware, firmware or software. A ‘root hub’ is integrated within the host 
system to provide one or more attachment points. Additional information 
concerning the ‘USB host’ may be found in Section 4.9 and Chapter 10 of 
the USB Specification USB 2.0. 

USB Topology The USB connects USB devices with the USB host. The USB physical 
interconnection is a tiered star topology. A ‘hub’ is at the center of each 
star. Each wire segment is a point-to-point connection between the ‘host’ 
and a ‘hub’ or ‘function,’ or a ‘hub’ connected to another ‘hub’ or ‘function.’ 

USB The acronym for Universal Serial Bus. (Please see Universal Serial Bus.) 

USB-IF USB Implementers Forum is a nonprofit industry organization made up of 
original equipment manufacturers (OEMs), component manufacturers and 
firmware/software developers who are actively involved in the advancement 
of USB technology. (Please see http://www.usb.org) 

2 Management Overview 85 

This section is an overview of the contents of this document and provides a brief summary of 86 
each of the subsequent sections. It does not establish any requirements or guidelines. 87 

Section 3 describes USB Electrical, Mechanical and Environmental Compliance Standards. 88 

Section 4 describes the acceptance testing criteria and test procedures for USB connectors 89 
and fabricated cable assemblies. 90 

Section 5 Certification, Acceptance and Submission 91 

Appendices: 92 

3 USB Electrical, Mechanical and Environmental Compliance Standards 93 

USB cable, connectors and fabricated cable assemblies must meet or exceed the 94 
requirements specified by the most current version of Chapter 6 of the USB Specification and 95 
applicable Supplements (please see Table 3-1, USB Electrical, Mechanical and Environmental 96 
Compliance Standards). 97 

Table 3-1 USB Electrical, Mechanical and Environmental Compliance Standards 98 

Test Description Test Procedure Performance Requirement 

Durability EIA 364-09 

The object of this test procedure is 
to detail a uniform test method for 
determining the effects caused by 
subjecting a USB connector to the 
conditioning action of insertion and 
extraction, simulating the expected 
life of the connectors. Durability 
cycling with a gauge is intended 
only to produce mechanical stress. 
Durability performed with mating 
components is intended to produce 
both mechanical and wear stress. 

1500 cycles 

5000 cycles for Mini “B” 

10,000 cycles for Micro series 

10,000 cycles for ruggedized 
Standard “A” 

Cycle rate of 500 cycles per hour if 
done automatically and 200 if 
manual cycle 

Mating Force EIA 364-13 

The object of this test is to detail a 
standard method for determining the 
mechanical forces that are required 
for inserting a USB connector. 

35 Newtons maximum at a maximum 
rate of 12.5 mm (0.492”) per minute. 
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Test Description Test Procedure Performance Requirement 

Un-mating Force EIA 364-13 

The object of this test is to detail a 
standard method for determining the 
mechanical forces that are required 
for extracting a USB connector 

10 Newtons minimum at a maximum 
rate of 12.5 mm (0.492”) per minute. 
Standard A & B series 

3 Newtons minimum Mini Series. 

8 N minimum at a maximum rate of 
12.5 mm (0.492”) per minute for 
MicroUSB 

Temperature Life EIA 364-17 

Test Condition 4 - Method A. 

The object of this test procedure is 
to detail a standard method to 
assess the ability of a USB 
connector to withstand +85º C± 2 
temperatures without applied 
voltage for 500 hours 

Must meet the minimum 
requirements specified by the most 
current version of Chapter 6 of the 
USB Specification and must be free 
of cosmetic and/or mechanical 
imperfections that will prevent 
normal use. 

Visual & Dimensional Inspection EIA 364-18 

Visual, dimensional and functional 
inspection in accordance with the 
USB quality inspection plans 

Must meet the minimum 
requirements specified by the most 
current version of Chapter 6 of the 
USB Specification. 

Plating thickness of contacts 

Dielectric 
Withstanding Voltage 

EIA 364-20 

The object of this test procedure is 
to detail a test method to prove that 
a USB connector can operate safely 
at its rated voltage and withstand 
momentary over potentials due to 
switching, surges and/or other 
similar phenomena. 

The dielectric must withstand 500 
VAC for one minute at sea level. 

100 V AC for Mini/Micro Series. 

Insulation Resistance EIA 364-21 

The object of this test procedure is 
to detail a standard method to 
assess the insulation resistance of 
USB connectors. This test 
procedure is used to determine the 
resistance offered by the insulation 
materials and the various seals of a 
connector to a DC potential tending 
to produce a leakage of current 
through or on the surface of these 
members. 

Pre test 

Standard —  

MIcroUSB –  

Mini Series —  

Post test 

 

Low Level Contact Resistance EIA 364-23 

The object of this test is to detail a 
standard method to measure the 
electrical resistance across a pair of 
mated contacts such that the 
insulating films, if present, will not 
be broken or asperity melting will 
not occur. 

Measurement to use Kelvin 4-wire 
method. Measurements shall be 
taken form receptacle terminal to 
plug terminal. 

 
 

Series) when measured at 20 mV 
maximum open circuit at 100 mA. 
Mated test contacts must be in a 
connector housing. 

Measurements to include Power, 
Ground, D+ and D- contacts of 
connector. 

test 

LLCR 

Mechanical Shock EIA 364-27 

Test Condition H 

The object of this test procedure is 
to detail a standard method to 
assess the ability of a USB 
connector to withstand specified 
severity of mechanical shock 

 
duration when mated USB 
connectors are subjected to 11 ms 
duration 30 Gs halfsine shock 
pulses. Three shocks in each 
direction applied along three 
mutually perpendicular planes for 18 
shocks. 
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